Сучасна спектроскопія / Advanced Spectroscopy

	Рівень вищої освіти
	Другий (магістерський)

	Статус дисципліни
	Навчальна дисципліна вибіркового компонента із нефахового переліку

	Курс
	2 (другий)

	Семестр
	4 (четвертий)

	Обсяг дисципліни, 
кредити 
ЄКТС/загальна 
кількість годин
	3/90

	Мова викладання
	Англійська

	Мета дисципліни
	Ознайомити студентів за актуальними трендами у галузях атомної і молекулярної спектроскопій. Покращити  навички  студентів  до  самоосвіти  і  освіти «рівний-рівному» шляхом обговорення сучасних проблем спектроскопії і застосуванні її до вирішення прикладних проблем високотехнологічного виробництва.

	Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни
	Знати основи спектроскопії атомів та молекул, атомної фізики, квантової механіки

	Анотація навчальної дисципліни
	Курс знайомить студентів з сучасними трендами у галузях атомної та молекулярної спектроскопії.  Розглядаються,  в  тому  числі,  такі  актуальні  методи  як  ТГц спектроскопія,  спектроскопія  підсилена  поверхнею,  деякі інші  методи  лазерної спектроскопії. В основі курсу – ознайомлення та обговорення англійською мовою статей, опублікованих в попередні декілька років у фахових англомовних журналах.

	Види занять
	Лекції

	Методи навчання
	Студенто-орієнтоване навчання, презентації, бесіди та дискусії
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	Семестровий  контроль, екзаменаційна методика
	Поточні квізи проводяться на початку кожної лекції. 
Модульна  контрольна  робота  проводиться  після закінчення  вивчення  модулів (орієнтовно 7й і 18 тиждень семестру). Письмова робота «Writing a review»  виконується  студентами  протягом всього семестру відповідно до прочитаного матеріалу. Робота подається в кінці семестру (орієнтовно передостанній тиждень семестру) 
Дедлайни/час  проведення  кожного  з  видів  робіт  повідомляються  студентам  не пізніше ніж за 2 тижні до відповідної події.
1.Поточні квізи на лекціях 30 балів 
2. Модульна контрольна робота 20  +20 = 40 балів 
3.Письмова робота «Review of trend X»  30 балів



